
MEMS 无源光器件振动，机械冲击测试

产品名称 MEMS 无源光器件振动，机械冲击测试

公司名称 深圳中测通科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 宝安区西乡街道宝安大道4336号洪盛科技园五栋
三楼

联系电话 159****5556 159****5556

产品详情

可靠性测试标准

 

可靠性试验

1,温度下限工作试验:受试样品先加电运行测试程序进行初试检测。在受试样品不工作的条件下，将箱内
温度 逐渐降到0℃,待温度稳定后，加电运行测试程序5h，受试样品功能与操作应正常，试验完后，待箱
温度回到室温，取出样品，在正常大气压下恢复2h。

推荐检验标准：受试样品功能与操作应正常，外观无明显偏差。

2,低温储存试验 
将样品放入低温箱，使箱温度降到-20℃，在受试样品不工作的条件下存放16h，取出样 品回到室温，再
恢复2h，加电运行测试程序进行后检验，受试样品功能与操作应正常，外观无明显偏差。 
为防止试验中受试样品结霜和凝露，允许将受试样品用聚乙稀薄膜密封后进行试验，必
要时还可以在密封套内装吸潮剂。

3,温度上限工作试验 
受试样品先进行初试检测。在受试样品不工作的条件下，将箱温度逐渐升到40℃，待温 度稳定后，加电
运行系统诊断程序5h，受试样品功能与操作应正常，试验完后，待箱温度回到室温，取出样品，在正常
大气压下恢复2h。

4,高温储存试验  将样品放入高温箱，使箱温度升到55℃，在受试样品不工作的条件下存放16h，取出样
品回到室温，恢复2h。

4,可靠性测试报告
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